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摘要(译)

根据本公开的示例性实施例的超声检查设备是用于观察生物体内部的超
声检查设备，并且包括：发射探头，其将超声波发射到作为一部分的检
查目标的内部。生活主体;接收探针，其检测检查目标的表面上的微观位
移而不与检查目标接触，以检测作为从检查目标内部反射的超声波的反
射超声波;信号处理单元，基于在扫描操作期间反射的超声波产生检查目
标内部的图像，其中发送探针相对于检查目标保持固定，并且接收探针
相对于检查目标移动。考试目标。
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